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KURZE MITTEILUNGEN

Bis am 20. des Monats bei der Redaktion eingehende kurze Mitteilungen werden in der Regel am 15. des folgenden Monats veriffentlicht

Einfache und empfindliche Vorrichtung zur Leckpriifung
von Vakuumapparaturen

Im Zusammenhang mit Massenspektrometrie und an-
dern Hochvakuumarbeiten ist die Priifung jedes ein-
zelnen bearbeiteten Metallteiles auf « Dichtigkeit» eine
immer wiederkehrende Operation.

Unter den im Handel befindlichen Geriten ist der
kostspielige Helium-Leak-Detektor! das empfindlichste
Instrument. Bei diesem wird das Priifstiick am Vakuum-
system angeschlossen und von auflen mit Helium be-
pinselt. Eingedrungenes Gas gelangt nach der Diffusions-
pumpe durch ein Ventil in ein Massenspektrometer von
kleinem Radius, das auf Masse 4 fest eingestellt ist und
noch einen Teil Helium in 3-10% Teilen Luft nachzu-

! A.O.Nier, C.M.StEVENS, J.A.HusTRULID und T.A.ABBoTT,
J. Appl. Physics 18 (1947) 30. H.A.Tuomas, T.W.WiLLiAMS und
J.A.HippPLE, Rev. Sci. Instr. 17 (1946) 368. — Firmen, die He-Leak-
Detektoren herstellen: General Electric Company, Schenectedy;
Westinghouse Company; Consolidated Engineering Corporation,
Pasadena; Atlas-Werke, Bremen, und weitere.

weisen vermag. Das Ausgangssignal des Ionenauffingers
moduliert z.B. einen Tongenerator, wodurch die Ton-
héhe ein Maf} fiir die registrierte He-Menge und damit
nach geeigneter Eichung der LochgréBe liefert. Es kon-
nen noch Lécher von 10-° cm® (NB)/sec gefunden wer-
den. Eine Ubersicht verschiedener einfacherer, aber we-
niger empfindlicher Lochsuchgerite haben R. LOEVINGER
und A.GUTHRIE? gegeben.

H.NEerson?® verwendet ein hochevakuiertes Ionisa-
tionsmanometer (IM) mit Gliihkathode, das durch eine
auf Rotglut befindliche Pd-Membran vom Vakuum-
system mit dem Priifling abgetrennt ist. Dadurch wird
die hohe Empfindlichkeit der Druckanzeige dieses In-
struments, dhnlich wie beim He-Detektor, selektiv auf

2 In A.GuTHRIE und R.K.WAKERLING, Vacuum Equipment and
Techniques, Nat. Nucl. Energy Ser. I. 1 (1949) S. 190-242.
3 H.NELSON, Rev. Sci. Instr. 16 (1945) 273.








